
阿贝成像与调制以及光速测定仪购置技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	光速测定仪
	配置不低于：

1、声光器件中心频率：75MHz；拍频波频率：150MHz；

2、移相和零相位点0-2π不间断连续移相，可实现0°- 360°内任意相位点测量，连续移相过程中拍频波波幅变化不大于5%。可实现比相法测相、李沙育图形测相，可变光程：0 - 2.2m；

3、光源：半导体激光器，光强可调，波长650nm；

4、最小读数：0.5mm，实验误差：小于等于0.5%，波形幅度起伏小于等于5%；

5、连续工作时间≧8小时；激光器光源功耗≤3W，电器控制箱功耗≤10W，总功耗≤20W。

6、含透明介质管2个，1.0GHz频率计1个，20M模拟示波器1台以及带宽100M、2通道、采样率1.0G/s泰克示波器一台
	套
	2

	2
	阿贝成像与调制实验装置
	配置不低于：

1、光源组件：白光源：功率35W；He-Ne激光器:波长633nm，腔长：250mm，功率≥1.5mW,单模TEM00；含滑座及支杆。

2、光学组件：（1）准直镜：凸透镜f=190mm；带框及调整架；（2）扩束镜：凸透镜f=4.5mm；带框及调整架傅立叶透镜：f=150mm；带框θ调制板（或三维光栅）；

3、机械/调整组件θ频谱滤波器：白屏：精密光学导轨：L×W=1000mm×80mm，配套滑座、一维移动滑座（含支杆）。


	套
	2


注：投标时须提供所投标设备图片及技术资料。
使用单位技术负责人签字：
使用单位负责人签字                                                年   月   日

